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Raport z testu dotycz cego atwo ci odka ania powierzchni,  
zgodnie z norm  DIN 25415, Cz  1, 

odpowiadaj cej pod wzgl dem tre ci normie ISO 8690 
 
 
 
Podsumowanie 
 
Testowany materia :   Wapex 660 
 
Ocena atwo ci odka ania:  Dobra 
 
Zg aszaj cy:    Akzo Nobel Coatings bv 
 
Adres:     Ambachtsweg 1 
     2964 LG Groot-Ammers 
     Holandia 
 
Numer referencyjny   I.4 / 0848 
i data otrzymania:   09.05.2005 r. 
 
 
Niniejszy raport z testu mo na powiela  wy cznie w pe nej wersji. Publikowanie certyfikatów 
kontroli, równie  ich fragmentów, wymaga w ka dym przypadku uzyskania odwo alnej zgody 
firmy BAM (12205 Berlin; Unter den Eichen 87). Raport z testu sk ada si  z czterech stron. 
Wyniki analiz dotycz  wy cznie badanych i opisanych powy ej próbek. 
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1  Dane dostarczone przez zg aszaj cego 
 
Oznaczenie i planowane   Pow oka EP przeznaczona do pod óg i cian. 
zastosowanie materia u: 
 
Nazwa producenta materia u: Akzo Nobel Coatings bv 
 
 
Opis testowanego materia u 
 
Nazwa produktu:   Wapex 660 
 
Kolor, po ysk i chropowato   Bia y (W05); 
powierzchni:    po ysk 60°; 24 GU. 
 
Inne dane (np. grubo  warstwy): Grubo  suchej warstwy wynosi 160 µm. 
 

ówne sk adniki materia u  Sk adnik A: Amina 
(np. spoiwa, utwardzacze,   Sk adnik B: ywica epoksydowa, dwutlenek tytanu  
pigmenty i wype niacze):  (23%); 
     Wype niacz (w glan wapnia; 5,5%). 
 
Dane dotycz ce produkcji   Nak ada  za pomoc  wa ka. Drug  warstw  mo na  
i nak adania (np. metoda:  na  dopiero 24 godziny po na eniu pierwszej. 
nak adania, czas schni cia 
oraz temperatura schni cia):  
 
Materia  no nika    Stal 
i wymiary próbki:   50 x 50 x 1 mm 
 
Wst pna obróbka próbek,  Odt uszczenie i piaskowanie powierzchni, po czym  
je li jest wymagana    na enie 1 warstwy podk adu EP do metalu. 
(mechaniczna, termiczna, 
chemiczna, itd.): 
 
Data przygotowania   Pierwsza warstwa Wapex 660: 20.04.2005 r. 
próbek testowych:   Druga warstwa Wapex 660: 21.04.2005 r. 
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2  Dane dostarczone przez osob  wykonuj  test 
 
Wygl d próbek przed   Bia a, g adka powierzchnia  
rozpocz ciem testu   (pó po ysk, troch  p cherzyków). 
(kolor, stan, po ysk i 
chropowato  powierzchni): 
 
Dane dotycz ce atwo ci odka ania 
 
Data wykonania testu:  28.06.2005 r. 
 
Przyrz d pomiarowy:   Kugelfischer FHT 8000 
 
Detektor:    Gro flächendetektor-Durchflusszählrohr FH 650 C 
 
Substancja ska aj ca   60Co; 134Cs 
(nuklidy promieniotwórcze): 
 
Wyniki pomiarów 
 

rednia znormalizowana   134Cs: 636 lpm 
cz stotliwo  impulsów  60Co: 9013 lpm 
szcz tkowych poszczególnych  
radionuklidów: 
 
Ko cowa cz stotliwo    4825 lpm 
impulsów szcz tkowych Co / Cs: 
 
Ocena atwo ci odka ania:  Dobra 
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3  Inne uwagi 
 
Brak uwag. 
 
 
 
 
 

12205 Berlin; dnia: 29.05.2005 r. 
Federalny Instytut Badania i Kontroli Materia ów (BAM) 

Dzia  I.4 „Analiza j drowa” 
Grupa robocza „Analiza izotopowa” 

 
 
Kierownik dzia u    Osoba odpowiedzialna za wykonanie testu 
 
Dr Jochen Vogl    Gundel Riebe 


